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CENTRO ESPANOL

DE METROLOGIA

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA
EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA
DE TITULADOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINCOTUR,
ESPECIALIDAD PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE METROLOGIA, CONVOCADAS
POR RESOLUCION DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (BOE NUM. 310, DE 27 DE
DICIEMBRE DE 2022)

El Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de
acceso libre en la escala de titulados superiores de organismos autonomos del
MINCOTUR, especialidad propiedad industrial y de metrologia, convocadas por
resolucion de 16 de diciembre de 2022 (BOE num. 310, de 27 de diciembre de 2022),
en virtud de lo establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administracion General del Estado y de Provision de Puestos de Trabajo y Promocion
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administracion General del Estado,

RESUELVE

PRIMERO.- Hacer publica la relacion de aspirantes que han superado la segunda
prueba del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la Escala de
Titulados Superiores del Organismos Auténomos del MINCOTUR, especialidad
propiedad industrial y de metrologia. Dicha relacion se adjunta en la presente
Resolucion como Anexo |.

SEGUNDO.- Hacer publica la suma final de las dos pruebas del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el acceso a la Escala de Titulados Superiores del Organismos
Auténomos del MINCOTUR, especialidad propiedad industrial y de metrologia. Dicha
relacion se adjunta en la presente Resolucién como Anexo |l.

TERCERO.- Convocar a los candidatos que hayan superado el primer ejercicio y que
no han aportado titulo de idioma a la realizacion de la parte escrita de la prueba
obligatoria del segundo ejercicio, que tendra lugar el 24 de abril a las 10:00 horas en
la sala Julio Delicado (planta 16) de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, O.A.
(Paseo de la Castellana, 75). Dicha relacion de aspirantes se adjunta a la presente
Resolucion como Anexo lll.
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CUARTO.- Convocar a los candidatos que hayan superado la segunda prueba del
primer ejercicio que hayan solicitado realizacion de idioma optativo, a la realizacién de
la parte escrita de la prueba optativa del segundo ejercicio, que tendra lugar el 24 de
abril a las 12:00 horas en la sala Julio Delicado (planta 16) de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas, O.A. (Paseo de la Castellana, 75). Dicha relacién de aspirantes se
adjunta a la presente Resolucion como Anexo V.

QUINTO.- Convocar a los candidatos del apartado tercero a las sesiones orales de la
parte obligatoria del segundo ejercicio en la sala Julio Delicado (planta 16) de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas, O.A., segun el calendario publicado en el Anexo V de
esta Resolucion.

Se indica que, a excepcién del llamamiento del primer candidato, el resto de horarios
son orientativos, pudiendo tanto adelantarse como retrasarse el inicio del ejercicio. Por
tanto, se recomienda que los candidatos acudan con cierta antelacion respecto de la
hora citada por éste tribunal.

Los candidatos deberan ir provistos de su Documento Nacional de Identidad o
pasaporte a la realizacion de los dos ejercicios indicados en la presente resolucion.

SEXTO.- Se acuerda volver a publicar el listado de aspirantes que aportaron titulo de
idioma inglés como Anexo VI con el reconocimiento de notas de conformidad con el
texto de la convocatoria de aquellos aspirantes que han superado la primera prueba
obligatoria.

En Madrid, a 19 de abril de 2023.

El Presidente del Tribunal

Luis Sanz Tejedor

MINISTERIO

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS, O.A.

CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA O.AM
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ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PRUEBA DEL PRIMER
EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA ESCALA
DE TITULADOS SUPERIORES DEL ORGANISMOS AUTONOMOS DEL
MINCOTUR, ESPECIALIDAD PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE METROLOGIA,
CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (BOE NUM.
310, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022)

NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido | Especialidad | NOTA
6505 SUSANA ABAD GURUMETA Juridica 5,78
2248 MARC ABRINES ESCOBAR Juridica 6,06
6447 PAOLA ALESCI NARANJO Juridica 6,61
6311 YOLANDA ALVAREZ SANMAMED Metrologia 7,60
7545 ISABEL ARRIBAS DELGADO Eléctrica 5,61
7429 MARTINA AYCART SANCHEZ Juridica 7,89
2472 ADELA MARIA AZABARTE AJA Mecanica 5,00
3630 RAUL CABALLERO SANTOS Metrologia 7,90
4461 MARIA ISABEL CALZADO GUIJARRO Metrologia 6,20
5610 ANA CATALA LLORENTE Quimica 5,94
5853 MANUEL LUIS CERVANTES GONZALEZ Metrologia 5,60
2514 GONZALO DE DIOS MARTINEZ Juridica 5,06
4736 MARIA DE AFRICA GALVEZ FLORES Quimica 7,06
9339 CRISTOBAL GARCIA PARIENTE Mecanica 6,94
7303 ADELA GARCIA SERRANO Juridica 8,17
7810 MARIA CRISTINA GOMEZ BERNAL Juridica 5,56
8672 SILVIA GRANGEL TOMAS Juridica 6,44
8165 ELIAS HERRAIZ ORTIZ Informatica 5,83
1372 JAIME DAVID HERRANZ FERNANDEZ Metrologia 5,70
6768 CARLA JIMENEZ ARTERO Juridica 7,33
1948 ALVARO LARA MADRIGAL Eléctrica 6,00
9275 ANA LORANCA GOMEZ Metrologia 6,70
8889 ANGEL LUMBRERAS JUSTE Metrologia 7,30
6002 | MARIA CONSUELO MARCH CABRELLES Juridica 6,06
9037 VIRGINIA MARIA MARCOS LUCAS Metrologia 7,60
8701 LAURA MATIAS HERNANDEZ Metrologia 8,20
2798 MARIA MANUELA | MENDIGUITIA GOMEZ Juridica 6,44
8374 RAFAEL MUNOZ BUENO Metrologia 6,60
1167 DAVID ONRUBIA PINTADO Juridica 5,33

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS, O.A.

CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA O.AM
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NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido |Especialidad | NOTA
1870 CRISTINA ORTIZ MARTINEZ Eléctrica 5,17
9746 | FRANCISCO JAVIER PALOMARES NAVARRO Juridica 5,22
0709 CARMEN PARRILLA FERNANDEZ Juridica 7,44
8572 DAVID PERAL JIMENEZ Metrologia | 8,20
9137 MARIA DEL MAR PEREZ HERNANDEZ Metrologia | 8,00
9610 MANUEL RODRIGUEZ VENEGAS Quimica 6,28
5444 PABLO ROSAS RODRIGO Mecénica 517
4405 ALICIA SAEZ SERRANO Metrologia 8,40
8572 JESUS ELADIO SANCHEZ SILVA Juridica 5,00
6922 | FERNANDO ANTONIO | SANTA CECILIA RODRIGEZ Juridica 511
3524 JUVENAL SASTRE ADRADOS Mecanica 5,44
3731 | MARIA DEL CARMEN SEIJO VEIGUELA Mecanica 5,78
1751 MARIA VALDES NOGUERA Juridica 6,44
0047 IGNACIO DE LA VEGA ENCINAS Juridica 5,72

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS, O.A.

CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA O.AM
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ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA ESCALA DE TITULADOS SUPERIORES
DEL ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINCOTUR, ESPECIALIDAD PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y DE METROLOGIA, CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 16 DE
DICIEMBRE DE 2022 (BOE NUM. 310, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022)

Segundo PRIMER
NIF Nombre Primer Apellido Apellido Especialidad | EJERCICIO
6505 SUSANA ABAD GURUMETA Juridica 11,52
2248 MARC ABRINES ESCOBAR Juridica 15,39
6447 PAOLA ALESCI NARANJO Juridica 14,35
6311 YOLANDA ALVAREZ SANMAMED Metrologia 16,87
7545 ISABEL ARRIBAS DELGADO Eléctrica 12,81
7429 MARTINA AYCART SANCHEZ Juridica 14,76
2472 ADELA MARIA AZABARTE AJA Mecénica 10,14
3630 RAUL CABALLERO SANTOS Metrologia 16,04
3504 PAULA CALZADA JIMENEZ Juridica 15,25*
4461 MARIA ISABEL CALZADO GUIJARRO Metrologia 15,20
5610 ANA CATALA LLORENTE Quimica 13,74
5853 MANUEL LUIS CERVANTES GONZALEZ Metrologia 14,13
1725 ALEJANDRA COTTA IMAZ Juridica 12,77*
2514 GONZALO DE DIOS MARTINEZ Juridica 11,40
4736 MARIA DE AFRICA GALVEZ FLORES Quimica 12,60
9339 CRISTOBAL GARCIA PARIENTE Mecanica 14,48
7303 ADELA GARCIA SERRANO Juridica 14,70
7810 MARIA CRISTINA GOMEZ BERNAL Juridica 12,70
GOMEZ-
1229 JAVIER ESCALONILLA TORRES Eléctrica 13,87*
1834 MARIA BELEN GONZALEZ SANTOS Quimica 14,37*
8672 SILVIA GRANGEL TOMAS Juridica 14,17
8165 ELIAS HERRAIZ ORTIZ Informética 13,03
1372 JAIME DAVID HERRANZ FERNANDEZ Metrologia 12,44
8998 DIEGO JANEZ GUTIERREZ Juridica 13,07*
6768 CARLA JIMENEZ ARTERO Juridica 12,47
1948 ALVARO LARA MADRIGAL Eléctrica 14,14
8986 BORJA LLANDRES CUESTA Juridica 16,04*
9275 ANA LORANCA GOMEZ Metrologia 14,77
8889 ANGEL LUMBRERAS JUSTE Metrologia 12,97
6002 MARIA CONSUELO MARCH CABRELLES Juridica 12,13

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS, O.A.

CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA O.AM
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Segundo PRIMER
NIF Nombre Primer Apellido Apellido Especialidad| EJERCICIO
9037 VIRGINIA MARIA MARCOS LUCAS Metrologia 16,87
5982 MARTA MARIN DE LA DUENA Juridica 16,26*
8701 LAURA MATIAS HERNANDEZ Metrologia 14,40
2798 MARIA MANUELA MENDIGUITIA GOMEZ Juridica 12,98
8374 RAFAEL MUNOZ BUENO Metrologia 13,41
1167 DAVID ONRUBIA PINTADO Juridica 10,67
8226 MIGUEL ORTEGA GONZALEZ Mecanica 12,14*
1870 CRISTINA ORTIZ MARTINEZ Eléctrica 10,31
9746 |FRANCISCO JAVIER| PALOMARES NAVARRO Juridica 14,95
0709 CARMEN PARRILLA FERNANDEZ Juridica 15,58
8572 DAVID PERAL JIMENEZ Metrologia 17,14
9137 MARIA DEL MAR PEREZ HERNANDEZ Metrologia 18,00
9466 MARIA RAMILA ZORRILLA Juridica 14,84*
9466 LORENA RAMILA ZORRILLA Juridica 13,81*
1256 | ANA CONCEPCION | RAMOGNINGO ALBACAR Juridica 13,57*
7414 LETICIA RODRIGUEZ LOMAS Juridica 16,69*
9610 MANUEL RODRIGUEZ VENEGAS Quimica 14,42
5444 PABLO ROSAS RODRIGO Mecanica 11,98
4405 ALICIA SAEZ SERRANO Metrologia 18,40
8572 JESUS ELADIO SANCHEZ SILVA Juridica 10,88
5590 BEATRIZ SANCHEZ GONZALEZ Juridica 13,93*
FERNANDO
6922 ANTONIO SANTA CECILIA RODRIGEZ Juridica 12,84
3524 JUVENAL SASTRE ADRADOS Mecanica 11,91
MARIA DEL

3731 CARMEN SEIJO VEIGUELA Mecanica 12,91
1751 MARIA VALDES NOGUERA Juridica 13,64
0047 IGNACIO DE LA VEGA ENCINAS Juridica 12,79

(*) Aspirantes que solicitaron de forma expresa la conservacion de notas en la
participacion del proceso y obtuvieron, al menos, un 60 por ciento de la calificacion
maxima prevista para el primer ejercicio.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ESPANOLA DE
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DE METROLOGIA
ANEXO Il

CONVOCATORIA A LA REALIZACION DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA DE TITULADOS
SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINCOTUR, ESPECIALIDAD
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y METROLOGIA CONVOCADAS POR RESOLUCION
DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (BOE NUM. 310, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022)

NIF Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Especialidad
6505 SUSANA ABAD GURUMETA Juridica
2248 MARC ABRINES ESCOBAR Juridica
6311 YOLANDA ALVAREZ SANMAMED Metrologia
2472 ADELA MARIA AZABARTE AJA Mecanica
3630 RAUL CABALLERO SANTOS Metrologia
3504 PAULA CALZADA GIMENEZ Juridica
4461 MARIA ISABEL CALZADO GUIJARRO Metrologia
5610 ANA CATALA LLORENTE Quimica
5853 MANUEL LUIS CERVANTES GONZALEZ Metrologia
4736 MARIA DE AFRICA GALVEZ FLORES Quimica
9339 CRISTOBAL GARCIA PARIENTE Mecénica
8165 ELIAS HERRAIZ ORTIZ Informatica
1372 JAIME DAVID HERRANZ FERNANDEZ Metrologia
1948 ALVARO LARA MADRIGAL Eléctrica
9275 ANA LORANCA GOMEZ Metrologia
8889 ANGEL LUMBRERAS JUSTE Metrologia
9037 VIRGINIA MARIA MARCOS LUCAS Metrologia
8701 LAURA MATIAS HERNANDEZ Metrologia
2798 MARIA MANUELA MENDIGUITIA GOMEZ Juridica
8374 RAFAEL MURNOZ BUENO Metrologia
1167 DAVID ONRUBIA PINTADO Juridica
1870 CRISTINA ORTIZ MARTINEZ Eléctrica
9746 FRANCISCO JAVIER PALOMARES NAVARRO Juridica
8572 DAVID PERAL JIMENEZ Metrologia
9137 MARIA DEL MAR PEREZ HERNANDEZ Metrologia
9610 MANUEL RODRIGUEZ VENEGAS Quimica

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS, O.A.

CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA O.AM
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NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido Especialidad
4405 ALICIA SAEZ SERRANO Metrologia
8572 JESUS ELADIO SANCHEZ SILVA Juridica
3524 JUVENAL SASTRE ADRADOS Mecénica
3731 | MARIA DEL CARMEN SEIJO VEIGUELA Mecanica
0047 IGNACIO DE LA VEGA ENCINAS Juridica
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CONVOCATORIA A LA REALIZACION DE LA PRUEBA OPTATIVA DEL
SEGUNDO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO LIBRE EN
LA ESCALA DE TITULADOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL

MINCOTUR, ESPECIALIDAD PROPIEDAD

INDUSTRIAL Y METROLOGIA

CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (BOE NUM.
310, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022)

NIF Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Especialidad | OPTATIVO
6447 PAOLA ALESCI NARANJO Juridica FRANCES
6311 YOLANDA ALVAREZ SANMAMED Metrologia | FRANCES
7545 ISABEL ARRIBAS DELGADO Eléctrica FRANCES
2472 ADELA MARIA AZABARTE AJA Mecéanica | FRANCES
4736| MARIA DE AFRICA GALVEZ FLORES Quimica FRANCES
9339 CRISTOBAL GARCIA PARIENTE Mecénica | FRANCES
1834 MARIA BELEN GONZALEZ SANTOS Quimica FRANCES
8672 SILVIA GRANGEL TOMAS Juridica FRANCES
9275 ANA LORANCA GOMEZ Metrologia | FRANCES
8889 ANGEL LUMBRERAS JUSTE Metrologia | FRANCES
5982 MARTA MARIN DE LA DUENA Juridica FRANCES
2798 MARIA MANUELA MENDIGUITIA GOMEZ Juridica FRANCES
1167 DAVID ONRUBIA PINTADO Juridica FRANCES
9746 | FRANCISCO JAVIER | PALOMARES NAVARRO Juridica FRANCES
8572 DAVID PERAL JIMENEZ Metrologia | FRANCES
9610 MANUEL RODRIGUEZ VENEGAS Quimica FRANCES
8572 JESUS ELADIO SANCHEZ SILVA Juridica ALEMAN
3524 JUVENAL SASTRE ADRADOS Mecéanica | FRANCES
3731 | MARIA DEL CARMEN SEIJO VEIGUELA Mecanica | FRANCES
0047 IGNACIO DE LA VEGA ENCINAS Juridica ALEMAN
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ANEXO V

CONVOCATORIA A LA PRUEBA ORAL DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA DE TITULADOS
SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINCOTUR, ESPECIALIDAD
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y METROLOGIA CONVOCADAS POR RESOLUCION
DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (BOE NUM. 310, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022)

Miércoles, 26 de abril de 2023

HORA | NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido | Especialidad
12:00 {0047 [IGNACIO DE LA VEGA ENCINAS Juridica
12:15 | 6505 SUSANA ABAD GURUMETA Juridica
12:30 | 2248 MARC ABRINES ESCOBAR Juridica
12:45 [ 6311 YOLANDA ALVAREZ SANMAMED Metrologia
13:00 | 2472 | ADELA MARIA AZABARTE AJA Mecanica
13:15 | 3630 RAUL CABALLERO SANTOS Metrologia
Jueves, 27 de abril de 2023

HORA | NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido |Especialidad
12:00 | 3504 PAULA CALZADA JIMENEZ Juridica
12:15 |4461| MARIA ISABEL CALZADO GUIJARRO Metrologia
12:30 | 5610 ANA CATALA LLORENTE Quimica
12:45 |5853| MANUEL LUIS CERVANTES GONZALEZ Metrologia
13:00 |4736 | MARIA DE AFRICA GALVEZ FLORES Quimica
Viernes, 28 de abril de 2023

HORA | NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido [Especialidad
12:00 | 9339 CRISTOBAL GARCIA PARIENTE Mecanica
12:15 [ 8165 ELIAS HERRAIZ ORTIZ Informatica
12:30 | 1372 JAIME DAVID HERRANZ FERNANDEZ Metrologia
12:45 | 1948 ALVARO LARA MADRIGAL Eléctrica
13:00 | 9275 ANA LORANCA GOMEZ Metrologia
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HORA | NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido | Especialidad
12:00 | 8889 ANGEL LUMBRERAS JUSTE Metrologia
12:15 | 9037 | VIRGINIA MARIA MARCOS LUCAS Metrologia
12:30 | 8701 LAURA MATIAS HERNANDEZ Metrologia
12:45 | 2798 | MARIA MANUELA MENDIGUITIA GOMEZ Juridica
13:00 | 8374 RAFAEL MUNOZ BUENO Metrologia
Jueves, 4 de mayo de 2023
HORA | NIF Nombre Primer Apellido | Segundo Apellido | Especialidad
12:00 | 1167 DAVID ONRUBIA PINTADO Juridica
12:15 | 1870 CRISTINA ORTIZ MARTINEZ Eléctrica
12:30 | 9746 | FRANCISCO JAVIER | PALOMARES NAVARRO Juridica
12:45 | 8572 DAVID PERAL JIMENEZ Metrologia
13:00 | 9137 MARIA DEL MAR PEREZ HERNANDEZ Metrologia
Viernes, 5 de mayo de 2023
HORA| NIF Nombre Primer Apellido Seg“’?do Especialidad
Apellido
12:00 | 9610 MANUEL RODRIGUEZ VENEGAS Quimica
12:15 | 4405 ALICIA SAEZ SERRANO Metrologia
12:30 | 8572 JESUS ELADIO SANCHEZ SILVA Juridica
12:45 | 3524 JUVENAL SASTRE ADRADOS Mecénica
13:00 | 3731 | MARIA DEL CARMEN SEIJO VEIGUELA Mecénica
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LISTADO DE ASPIRANTES QUE HAN PRESENTADO TiTULO DE IDIOMA PARA
LA PRUEBA DEL EJERCICIO OBLIGATORIO Y HAN SUPERADO LA PRIMERA
PRUEBA OBLIGATORIA E INDICACION DE LA NOTA PARA INGRESO, POR EL
SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA DE TITULADOS
SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINCOTUR, ESPECIALIDAD
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y METROLOGIA CONVOCADAS POR RESOLUCION
DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (BOE NUM. 310, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022)
CON INDICACION DE LA NOTA QUE MANTIENEN A LOS EFECTOS DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA:

NIF NOMBRE 1ER APELLIDO 2° APELLIDO |CERTIFICADO| NOTA
6447 PAOLA ALESCI NARANJO Nivel B2 5
7545 ISABEL ARRIBAS DELGADO Nivel B2 5
7429 MARTINA AYCART SANCHEZ Nivel B2 5
2514 GONZALO DE DIOS MARTINEZ Nivel B2 5
7303 ADELA GARCIA SERRANO Nivel B2 5
7810 MARIA CRISTINA GOMEZ BERNAL Nivel B2 5
1229 JAVIER GOMEZ-ESCALONILLA TORRES Nivel B2 5
8672 SILVIA GRANGEL TOMAS Nivel B2 5
6768 CARLA JIMENEZ ARTERO Nivel B2 5
0709| MARIA DEL CARMEN PARRILLA FERNANDEZ Nivel B2 5
9446 MARIA RAMILA ZORRILLA Nivel C1 7
5444 PABLO ROSAS RODRIGO Nivel B2 5
5590 BEATRIZ SANCHEZ GONZALEZ Nivel C1 7
6922 | FERNANDO ANTONIO SANTA CECILIA RODRIGUEZ Nivel B2 5
1751 MARIA VALDES NOGUERA Nivel B2 5
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